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[bookmark: _GoBack]Les systèmes de tomographie par rayonnement X sont de plus en plus utilisés pour des applications dans l’aéronautique et dans d’autres domaines industriels qui visent des résolutions d’inspection pouvant atteindre l’échelle nanométrique. Pour garantir la traçabilité et la fiabilité des résultats fournis par la mesure tomographique dans ces domaines de pointe, il est essentiel de qualifier les éléments déterminants du système de mesure, notamment la taille, la forme et la position de la tache focale du tube à rayons X utilisé. Les normes actuelles proposent de telles méthodes de qualification pour les tubes micro-foyer ayant une taille de foyer supérieure à 5 µm mais ne sont pas adaptées aux tailles de foyer plus réduites permises par les nouvelles générations de tubes à rayons X.
Le projet NanoXSpot propose des méthodes pour caractériser la tache focale en termes de dimension et de forme, pour des plages d’application plus larges que les normes actuelles. En particulier, le consortium vise à faire évoluer la norme EN 12543 (NDT) pour atteindre des limites d’application inférieures à 5 µm et jusqu’à 100 nm. Dans ce cadre, le CEA List a travaillé sur des études d’optimisation dans la définition d’une nouvelle mire de calibration via le logiciel de simulation CIVA RT/CT et sur le développement d’un outil de mesure automatique des caractéristiques du point focal à partir de l’image d’une mire. Nous présenterons ici le cadre général du projet européen NanoXSpot avant de détailler plus précisément les méthodes retenues et implémentées dans le logiciel d’analyse. Finalement nous présenterons la phase de validation de l’outil sur des données de simulation et des premiers éléments sur la validation expérimentale.
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